
粉末粉末XX線回折測定用サンプルプレート線回折測定用サンプルプレート

BrukerAXS社のXYZステージを付属したハイスループット型の粉末X線回折装置（D8 DISCOVER with 
GADDS CS）を用い、粉末X線回折測定用メッシュに固定したサンプルを測定する場合には、48サンプルを
一度にセットできるサンプルプレートを用います。

BrukerAXS D8 DISCOVER with GADDS CS用

以下の粉末X線回折スペクトルは、Nifedipine 3 mg/15 μL EtOHで結晶化後、メッシュに約0.8mgを固定
し測定した結果です。サンプルプレートとメッシュのみで測定したBlankにバックグランドはほとんど見られず、
1mg程度のサンプル量でも十分なS/N比のスペクトルを得ることができます。

サンプルプレート

Nifedipine
Blank （プレート + メッシュ）

X-ray source: 45kV/40mA
Collimator: 0.3mm (Single pinhole)
Detector distance: 25cm

サンプルプレートは、BrukerAXSより販売されているサンプルステージと一緒に用いることで、一定の位
置へ簡単にセットすることができます。これにより、各サンプルは常に一定のXY座標にセットされます。これら
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Detector distance: 25cm
Y oscillation: total 1mm
Total time: 90sec

の各サンプルのXY座標をファイルとして登録することで、装置の測定解析ソフトから簡単に座標を読み出し、

直ぐに測定を開始することができます。また、装置の測定解析ソフトの機能の一つであるバッチファイル実行
機能を用いることで、解析およびサーバーへのデータ保存を一括して自動で行うこともできます。これらの測
定解析に関する操作の詳細については、BrukerAXS社へお問い合わせください。

BrukerAXS D8 DISCOVER with GADDS 
CS用サンプルステージ（BrukerAXS製）に
セットしたサンプルプレートセットしたサンプルプレ ト

測定解析ソフトから読み出した
XY座標ファイル

測定解析ソフトのバッチファイル実行機能で用いる
テキストファイル
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